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(57) Abstract: The invention relates to a device for the high-sensitivity resolution detection of an external variable, comprising a 
substrate, at least one device for generating acoustic surface waves by applying an input frequency, provided on said substrate, at least 
one active surface, which can be charged with the acoustic surface waves by the generating device, said surface waves interacting 
with an external variable, and at least one device for receiving the surface waves after they have passed through the interaction field, 
this device also being provided on the substrate. The surface wave generating device is configured in such a way that the range of 
propagation of the surface waves in the active surface changes with the input frequency. The invention also relates to a method for 
the high-sensitivity resolution detection of an external variable. According to said method, acoustic surface waves are sent out over 
an active area of a substrate and detected. Surface waves of different frequencies pass through other areas of the active surface. The 
active area is caused to interact locally with the external variable and a change in the parameters of the surface waves is shown by 
this interaction. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur ortsaufgeldsten Detektion einer ausseren Grosse mit einem 
Substrat, mindestens einer Einrichtung auf dem Substrat zur Erzeugung akustischer Oberflachenwellen durch Anlegen einer Ein- 
gangsfrequenz, mindestens einer aktiven Flache, die durch die Erzeugungseinrichtung mit akustischen Oberflachenwellen zur Wech- 
selwirkung mit einer ausseren Grosse beschickt werden kann, und mindestens einer Einrichtung auf dem Substrat zum Empfang der 
Oberflachenwellen nach Durchlaufen des Wechselwirkungsfeldes, wobei die Oberflachenwelleneraugungseinrichtung derart ausge- 
staltet ist, dass sich der Ausbreitungsbereich der Oberflachenwellen in der aktiven Flache mit der Eingangsfrequenz andert. Weiterhin 
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur ortsaufgeldsten Detektion einer ausseren Grosse, bei dem akustische Oberflachenwellen tiber 
einen aktiven Bereich eines Substrates geschickt und detektiert werden, wobei Oberflachenwellen verschiedener Frequenzen andere 
Bereiche des aktiven Bereiches durchlaufen, der aktive Bereich lokal mit der ausseren Grosse in Wechselwirkung gebracht wird und 
eine Anderung von Parametern der Oberflachenwellen durch diese Wechselwirkung nachgewiesen wird. 
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